Ders Adi

Ders Bilgi Formu

Yerel Kredi Ders Uygulama Laboratuar

(saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta)

Karakterizasyon Teknikleri

MEM3213 3 5 3 0 0

Onkosullar Yok
Yariyil Bahar
Dersin Dili ingilizce, Tiirkce

Dersin Seviyesi

Lisans Seviyesi

Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri

Dersin Verilis Sekli

Yuz yuze

Dersi Sunan Akademik Birim

Metalurji ve Malzeme Muhendisligi B61Gmu

Dersin Koordinatori

Figen Kaya

Dersi Veren(ler)

Figen Kaya, Ergun Kelesoglu

Asistan(lar)i

Dersin Amaci Malzemelerin distaki 6zelliklerinin timindn i¢c yapinin sonucu olustugu gézénine
alinarak malzemelerin i¢ yapilarinin isik metal mikroskobunda ve elektron
mikroskoplarinda incelenerek yapi 6zellik iligkisinin kazandirimasi.

Dersin Igerigi Malzeme Yapi 6zellik iligskisine giris/ Makroskobi/ Metalografi/ Isik metal

mikroskobunda inceleme igin numunelerin secilmesi, kesilmesi, montesi,
zimparalanmasi, parlatiimasi , daglanmasi ve bu islemlerde dikkat edilecek
hususlar/ Transmisyon Isik Mikroskobu ¢alisma prensipleri/Refleksiyon Isik
Mikroskobu Galisma Prensipleri/Aydinlik Alan Gérintlilemesi/Karanlik Alan
Goruntlilemesi/ Polarize Isik Mikroskobu/ Nomarski Mikroskobisi/ Konfokal
Mikroskobu/ Elektron mikroskoplarina giris/ Taramali Elektron mikroskoplarinin
yapisi/ Ayirma giicl/ ikincil Elektron ile Kontrast Olusturma/ Gerisacilmig
Elektronlarla Kontrast Olusumu/SEM’ de ¢esitli numunelerin incelenmesi ve
irdelenmesi/ Gegirimli Elektron Mikroskobu Calisma Prensipleri/TEM'de Aydinlik
Alan Goéruntilemesi/TEM'de Karanlik Alan Gérintilemesi/X Isint OLusumu/
Difraksiyon ve Faz analizi/Segili Alan Difraksiyon Patterni ile Faz Analizi/f TEM igin
numune hazirlama yéntemleri/ SEM i¢in numune hazirlama ydntemleri/ Hazirlanan
numunelerin incelenmesi (dislokasyon, ikiz hatalari, yigiima hatalari, vd) ve
irdelenmesi/ TEM'’ de ¢esitli numunelerin incelenmesi ve irdelenmesi /

Opsiyonel Program
Bilesenleri

Yok

Ders Ogrenim Ciktilari

Yapi analizinin 1sik metal mikroskobu ve elektron mikroskobu kullanarak yapma bilgi ve becerisini kazanir.

Modern mihendislik donanimlarini kullanma becerisi kazanir.

Elde ettigi sonuglari analiz ederek yorumlama becerisi kazanir.

Sorumluluk alma ve ilke sahibi olma 6zelligi kazanir.

aldh|lOIND| =

Etkin yazilim ve s6zlIU iletisim kurma becerisi kazanir.

Haftalik Konular ve ilgili On Hazirhk Calismalar

Hafta [Konular

On Hazirlik
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1 Malzeme Karakterizasyonuna Girig, Optik Spektroskopi; Optik llgili Kaynaklar
Emisyon Spektroskopisi, indiikleyici Plazma Atomik Emisyon
Spektroskopisi, Atomik Emisyon Spektrometresi, Mor étesi Isin
Absorpsiyon Spektroskpisi, Floresan Spektroskopisi

2 X-lsini Spektroskopisi; X-Isini Spektrometresi, Pargacik indiiksiton |ilgili Kaynaklar
Emisyonu, Kizil Otesi Isin Spektroskopisi, Raman Spektroskopisi

3 Kiitle Spektroskopisi; Atesleme Kaynagi Kiitle Spektroskopisi, Kiitle |ilgili Kaynaklar
Spektroskopisi ile Gaz Analizi

4 Geleneksel, Elektrokimyasal ve Radyokimyasal Analizler; Yas ilgili Kaynaklar
Analiz Kimyasi, Potansiyometrik Eleman Elektrodlari, Voltmetre,
Elektrogravimetri, Elektrometrik Titrasyon, Potansiyel Kontroll{
Kalorimetre

5 Elementel ve Fonksiyonel Grup Analizi, Yiiksek Sicaklikta Yanma, |ilgili Kaynaklar
inert Ortamda Fiizyon, Nétron Aktivasyonlu Analiz, Radyoanaliz

6 Rezénans Yéntemleri; Elektron Dénme Rezdnansi, Ferromanyetik  |ilgili Kaynaklar
Rezonans, Nikleer Manyetik Rezénans, Massbauer Spektroskopisi
Metalografi Teknikleri; Optik Metalografi, Goriinti Analizi ilgili Kaynaklar
Midterm 1 / Practice or Review ilgili Kaynaklar
1. Vize ilgili Kaynaklar

10  |X-lsini Topografisi, Radyal Dagiim Fonksiyonu, Kiigiik Agili X-Isini | ilgili Kaynaklar
ve Notron Sagiimasi, Genisletilmis X-Igini Absorpsiyonu, Nétron
Difraksiyonu

11 Elektron Mikroskobisi; Tarama Elektron Mikroskobu, Transmisyon |ilgili Kaynaklar
Elektron Mikroskobu

12 | Elektron ve X-Isini Spektroskopisi Yontemleri; Auger Elektronlari llgili Kaynaklar
Spektroskopisi, X-Isini Fotoelektron Spektroskopisi

13 Dusiik Enerijili iyon Sagiima Spektroskopisi, Rutherford ilgili Kaynaklar
Spektroskopisi

14 |Alan iyon Mikroskobu, ilgili Kaynaklar

15 |Final ilgili Kaynaklar

16 |FINAL ilgili Kaynaklar

Degerlendirme Sistemi

Etkinlikler

Sayi

Katki Payi

Devam/Katilim

Laboratuar

Uygulama

Arazi Calismasi

Derse Ozgii Staj

Kigik Sinavlar/Studyo Kritigi

Odev

Sunum/Juri

30

Projeler

Seminer/Workshop
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Ara Sinavlar 1 60
Final 1 40
Dénem igi Calismalarin Basar Notuna Katkisi 90

Final Sinavinin Basari Notuna Katkisi 40

TOPLAM

AKTS isyiikii Tablosu

Etkinlikler Sayi Siiresi (Saat) |Toplam isyiikii
Ders Saati 16 2 32
Laboratuar 8 1 8
Uygulama
Arazi Galigmasi
Sinif Digl Ders Galigmasi
Derse Ozgii Staj
Odev
Kuguk Sinavlar/Studyo Kritigi 5 15
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sinavlar (Sinav Siresi + Sinav Hazirlik Stresi) 2 10 20
Final (Sinav Siresi + Sinav Hazirlik Suresi) 1 10 10
Toplam isyiikii 90
Toplam isyiikii / 30(s) 3.00
AKTS Kredisi 3

Diger Notlar Yok
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